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(54) 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트데이터 확인회로

요약

본 발명은 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 관한 것으로, 에프피지에이 레

지스터에 라이트된 데이터의 오류를 에프피지에이 자체적으로 검출할 수 있도록 한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 

데이터를 입력받아 이를 소정 연산하여 패러티를 발생하는 패러티발생부와; 상기 패러티발생부의 패러티와 상기 데

이터를 입력받아 이를 내부 소정 레지스터로 인터페이스하는 데이터 및 패러티 인터페이스부와; 제어부의 선택신호

에 의해 소정 내부 레지스터가 선택되고, 라이트 인에이블신호에 의해 그 내부 레지스터에, 상기 데이터 및 패러티 인

터페이스부를 통해 입력되는 데이터와 패러티가 라이트되는 데이터 및 패러티라이팅부와; 상기 제어부로부터 출력되

는 선택신호와 라이트인에이블신호 및 시스템 클럭신호를 입력받아 이를 소정 처리하여 데이터 오류 검출을 위한 클

럭신호를 발생하는 클럭발생부와; 상기 클럭발생부의 클럭신호에 의해 인에이블되어, 상기 데이터 및 패러티라이팅

부로부터 출력되는 데이터와 패러티를 입력받아 소정 처리하여 데이터 오류를 검출하는 데이터오류검출부를 포함하

여 구성한다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 종래 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 대한 구성을 보인 회로도.

도2는 본 발명 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 회로에 대한 구성을 보인 회로도.

도3은 도2에 있어서, 클럭발생부의 각부분에 대한 타이밍도.

*****도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*****

100:데이터 및 패러티 인터페이스부 200:제어부

300:데이터 및 패러티 라이팅부 400:클럭발생부

500:데이터오류검출부 600:패러티발생부
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 관한 것으로, 특히 에프피지에

이 레지스터에 라이트된 데이터의 오류를 에프피지에이 자체적으로 검출할 수 있도록 한 패러티 비트를 이용한 에프

피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 관한 것이다.

일반적으로, 데이터 버스는 하나의 어드레스에 의해 점유되면 다른 어드레스에서 사용하지 못하는 특성을 가지고 있

으므로, 에프피지에이(FPGA:FIELD PROGRAMMABLE ARRAY) 레지스터에 데이터를 라이트한후 다시 리드하여 

데이터 오류유무를 확인하는 동안에 다른 어드레스를 액세스하지 못하는데, 이와같은 종래 기술을 첨부한 도면을 참

조하여 설명한다.

도1은 종래 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 대한 구성을 보인 블록도로서, 이에 도시된 바와같이

데이터(DT0~DT7)를 버스를 통해 입력받아 이를 내부 레지스터에 인터페이스하는 데이터인터페이스부(10)와; 제어

부(11)로부터 어드레스 버스의 조합에 의해 발생되는 선택신호(BYTE0_SEL)에 의해 소정 레지스터가 선택되고, 라

이트 인에이블신호(WREN)에 의해, 상기 데이터인터페이스부 (10)를 통해 입력되는 데이터(DT0~DT7)를 상기 선택

된 레지스터에 라이트하는 데이터라이팅부(12)와; 제어부(11)로부터 발생하는 어드레스버스의 조합에 의해 발생하는

선택신호(BYTE0_SEL) 및 리드인에이블신호(RDEN)와 상기 데이터라이팅부(12)의 소정 레지스터에 라이트된 데이

터(DATA0~DATA7)를 입력받아 소정 연산하여 그에 따른 리드데이터(RDT0~RDT7)를 상기 데이터인터페이스부(

10)를 통해 출력하는 데이터확인부(13)와; 상기 각부를 총괄 제어함과 아울러 버스를 통해 상기 데이터확인부 (13)의

리드데이터(RDT0~RDT7)를 입력받아 오류를 검출하는 제어부(11)로 구성되고, 이와같은 종래 장치의 동작을 설명

한다.

먼저, 데이터(DT0~DT7) 라이트시, 제어부(11)는 임의의 에프피지에이 레지스터를 선택하기 위한 선택신호(BYTE0

_SEL)를 데이터라이팅부(12)에 인가하고,그러면 상기 데이터라이팅부(12)는 상기 선택신호(BYTE0_SEL)에 의해 

내부의 소정 에프피지에이 레지스터를 선택한다.

이때, 상기 제어부는, 데이터(DT0~DT7)를 라이트하기 위해, 상기 데이터라이팅부(12)의 선택된 레지스터에 라이트

인에이블신호(WREN)를 인가하고, 이에 의해 데이터인터페이스부(10)를 통해 입력되는 데이터(DT0~DT7)가, 상기 

데이터라이팅부 (12)의 레지스터에 라이트된다.

한편, 상기 데이터라이팅부(12)의 소정 레지스터에 라이트된 데이터 (DATA0~DATA7)의 오류를 검출하기 위해, 데

이터확인부(13)는 제어부(11)로부터 출력되는 리드인에이블신호(RDEN) 및 선택신호(BYTE0_SEL)와 상기 데이터

라이팅부 (12)의 소정 레지스터에 저장된 데이터를 낸드 연산하여 그에 따른 리드데이터 (RDT0~RDT7)를 데이터인

터페이스부(10)를 통해 출력한다.

즉, 제어부(11)에 의해 선택된 임의의 에프피지에이 레지스터에 데이터 (DT0~DT7)를 라이트한후, 그 라이트된 데이

터(DATA0~DATA7)에 오류가 있는지를 검 출하기 위해, 다시 상기 에프피지에이 레지스터를 제어부(11)에 의해 액

세스하여 데이터 오류를 검출한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

즉, 상기와 같이 동작하는 종래 기술에 있어서, 데이터 버스는 하나의 어드레스에 의해 점유되면 다른 어드레스에서 

사용하지 못하는 특성을 가지고 있으므로, 데이터를 라이트한후 다시 리드하여 데이터 오류유무를 확인하는 동안에 

다른 어드레스를 액세스하여 작업을 진행하지 못하게 되어 데이터 처리속도가 저하되는 문제점이 있다.

따라서, 상기와 같은 문제점을 감안하여 창안한 본 발명은 에프피지에이 레지스터에 라이트된 데이터의 오류유무를 

에프피지에이 자체적으로 검출할 수 있도록 한 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인

회로를 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 입력되는 데이터를 소정 연산하여 패러티를 발생하는 패러티발생부와; 

상기 패러티발생부의 패러티와 상기 데이터를 내부 소정 레지스터로 인터페이스하는 데이터 및 패러티 인터페이스부

와; 제어부의 선택신호에 의해 소정 내부 레지스터가 선택되고, 라이트 인에이블신호에 의해 상기 내부 레지스터에, 

상기 데이터 및 패러티 인터페이스부를 통해 입력되는 데이터와 패러티가 라이트되는 데이터 및 패러티라이팅부와; 

상기 제어부로부터 출력되는 선택신호와 라이트인에이블신호 및 시스템 클럭신호를 소정 처리하여 데이터 오류 검출

을 위한 클럭신호를 발생하는 클럭발생부와; 상기 클럭발생부의 클럭신호에 의해 인에이블되어, 상기 데이터 및 패러

티라이팅부로부터 출력되는 데이터와 패러티를 입력받아 소정 처리하여 데이터 오류를 검출하는 데이터오류검출부

를 포함하여 구성한 것을 특징으로 특징으로 한다.
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이하, 본 발명에 의한 패러티 비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 대한 작용 및 효과

를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도2는 본 발명 패러티비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로에 대한 구성을 보인 회로도로

서, 이에 도시한 바와같이 데이터 (DT0~DT7)를 입력받아 이를 소정 연산하여 패러티비트(PARITY)를 발생하는 패

러티발생부 (600)와; 상기 패러티발생부(600)의 패러티비트(PARITY)와 상기 데이터 (EX1),(EX2)를 입력받아 이를 

내부 소정 레지스터로 인터페이스하는 데이터 및 패러티 인터페이스부(100)와; 제어부 (200)의 선택신호(BYTE0_S

EL)에 의해 소정 내부 레지스터가 선택되고, 라이트 인에이블신호(WREN)에 의해, 상기 데이터 및 패러티 인터페이

스부(100)를 통해 입력되는 데이터(DT0~DT7)와 패러티비트(PARITY)가 라이트되는 데이터 및 패러티라이팅부 (3

00)와; 상기 제어부(200)로부터 출력되는 선택신호 (BYTE0_SEL)와 라이트인에이블신호(WREN) 및 시스템 클럭신

호(SYSCLK)를 입력받아 이를 소정 처리하여 데이터 오류 검출을 위한 클럭신호를 발생하는 클럭발생부 (400)와; 상

기 클럭발생부(400)의 클럭신호에 의해 인에이블되어, 상기 데이터 및 패러티라이팅부(300)로부터 출력되는 데이터(

DATA0~DATA7)와 패러티비트 (PARITY)를 입력받아 소정 처리하여 데이터 오류를 검출하는 데이터오류검출부 (5

00)와; 상기 각부를 총괄 제어하는 제어부 (200)로 구성한다.

상기 패러티발생부(600)는 4 비트씩 데이터(DT0~DT3),(DT4~DT7)를 입력받아 각기 익스쿨루씨브오아 연산하는 

제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX1),(EX2)와; 상기 제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX1),(EX2)의 출력신호를 

입력받아 이를 오아 연산하는 제3 익스쿨루씨브오아게이트(EX3)로 구성한다.

상기 클럭발생부(400)는 선택신호(BYTE0_SEL)와 반전된 라이트인에이블신호 (WREN)를 입력받아 앤드연산하는 

제1 앤드게이트(AN1)와; 상기 제1 앤드게이트 (AN1)의 출력신호를 입력받아 유지하다가 시스템클럭신호(SYDCLK)

에 동기하여 출력하는 제1 디플립플롭(DF10)과; 상기 제1 디플립플롭(DF10)의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상

기 시스템클럭신호(SYSCLK)에 동기하여 출력하는 제2 디플립플롭 (DF11)과; 상기 제2 디플립플롭(DF11)의 출력

신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호(SYSCLK)에 동기하여 출력하는 제3 디플립플롭(DF12)과; 상기 

제2 디플립플롭(DF11)의 출력신호와 반전된 상기 제3 디플립플롭(DF12)의 출력신호를 입력받아 앤드연산하는 앤드

게이트(AN2)와; 상기 앤드게이트(AN2)의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호(SYSCLK)에 의해 

동기하여 출력하는 제4 디플립플롭(DF13)으로 구성한다.

상기 데이터오류검출부(500)는 데이터 및 패러티라이팅부((300)의 소정 레지스터에 저장된 전반 데이터(DATA0~D

ATA3)를 입력받아 익스쿨루씨브오아 연산하는 제1 익스쿨루씨브오아게이트(EX4)와; 데이터 및 패러티라이팅부(30

0)의 소정 레지 스터에 저장된 후반 데이터(DATA4~DATA7)와 패러티비트(PARITY)를 입력받아 익스쿨루씨브오아

연산하는 제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX5)와; 상기 제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX4),(EX5)의 출력신호를 입

력받아 익스쿨루씨브오아 연산하는 제3 익스쿨루씨브오아게이트(EX6)와; 상기 제3 익스쿨루씨브오아게이트(EX6)의

출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 클럭발생부(400)의 클럭신호에 동기하여 그에 따른 오류검출신호(CHK_CLK)

를 출력하는 디플립플롭(DF14)으로 구성하며, 이와같이 구성한 본 발명의 동작을 설명한다.

먼저, 에프피지에이 레지스터에 데이터가 라이트 되기전에, 패러티발생부 (600)는 8비트의 데이터(DT0~DT7)를 입

력받아 소정 연산하여 패러티비트(PARITY)를 출력한다.

즉, 제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX1),(EX2)는 각기 데이터(DT0~DT3) ,(DT4~DT7)를 4비트씩 입력받아 익

스쿨루씨브오아 연산하여 출력하고, 제3 익스쿨루씨브오아게이트(EX3)는 상기 제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트(EX

1),(EX2)의 출력신호를 다시 익스쿨루씨브오아 연산하여 그에 따른 패러티 비트(PARITY)를 생성한다.

이때, 데이터및 패러티인터페이스부(100)는 상기 패러티발생부(600)의 패러티비트(PARITY)와 상기 데이터(EX1),(

EX2)를 입력받아 이를 내부 소정 레지스터로 인터페이스하고, 데이터및 패러티라이팅부(300)는 제어부 (200)의 선

택신호 (BYTE0 _SEL)에 의해 소정 내부 레지스터가 선택되고, 라이트 인에이블신호(WREN)에 의해, 상기 데이터 

및 패러티 인터페이스부(100)를 통해 입력되는 데이터(DT0~DT7)와 패 러티비트(PARITY)가 라이트된다.

여기서, 상기 데이터 및 패러티라이팅부(300)는 다수의 레지스터가 포함되어 구성되는데, 도2는 설명의 편의를 위하

여, 한개의 레지스터만 도시한 것이다.

한편, 상기 데이터 및 패러티라이팅부(300)에 저장된 데이터의 오류를 검출하기 위해, 클럭발생부(400)는 상기 제어

부(200)로부터 출력되는 선택신호 (BYTE0_SEL)와 라이트인에이블신호(WREN) 및 시스템 클럭신호(SYSCLK)를 

입력받아 이를 소정 처리하여 데이터 오류 검출을 위한 클럭신호를 발생한다.

즉, 앤드게이트(AN1)는 제어부(200)의 도3의 (a)와 같은 선택신호 (BYTE0_SEL)와 도3의 (b)와 같은 반전된 라이트

인에이블신호(WREN)를 입력받아 앤드연산하고, 디플립플롭(DF10)은 도3의 (c)와 같은, 상기 앤드게이트(AN1)의 

출력신호를 입력받아 유지하다가 시스템클럭신호(SYDCLK)에 동기하여 출력하며, 디플립플롭(DF11)은 상기 디플립

플롭(DF10)의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호(SYSCLK)에 동기하여 도3의 (d)와 같은 신호

로 출력하고, 디플립플롭 (DF12)은 디플립플롭(DF11)의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호(SYS

CLK)에 동기하여 도3의 (e)와 같은 신호로 출력한다.

그리고, 앤드게이트(AN2)는 상기 디플립플롭(DF11)의 출력신호와 반전된 상기 디플립플롭(DF12)의 출력신호를 입

력받아 앤드연산하여 도3의 (f)와 같은 신호를 출력하고, 디플립플롭(DF13)이 상기 앤드게이트(AN2)의 출력신호를 

입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호 (SYSCLK)에 의해 동기하여 클럭신호를 출력한다.

그러면, 데이터오류검출부(500)는 상기 클럭발생부(400)의 클럭신호에 의해 인에이블되어, 상기 데이터 및 패러티라

이팅부(300)로부터 출력되는 데이터(DATA 0~DATA7)와 패러티비트(PARITY)를 입력받아 소정 처리하여 데이터 

오류를 검출한다.

즉, 상기 데이터 및 패러팅라이팅부(300)의 소정 레지스터에 저장된 데이터 (DT0~DT7)를 순차적으로 익스쿨루씨브

오아게이트(EX4~EX6)를 통과시켜 익스쿨루브씨브오아 연산한후, 이 연산신호를 디플립플롭(DF14)에서 상기 클럭
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발생부 (400)의 클럭신호에 의해 래치하여 최종적으로 오류검출신호(CHK_CLK)를 출력한다.

만약, 데이터(DT0~DT7)가 데이터 및 패러팅라이팅부(300)의 해당 레지스터에 정상적으로 라이트되었다면, 상기 오

류검출신호(CHK_CLK))는 항상 '로우'를 유지하게 되고, 하나 또는 그 이상의 데이터(DT0~DT7)에서 오류가 발생하

면 상기 오류검출신호 (CHK_CLK)는 '하이' 상태가 되는데, 즉, 그 오류검출신호를 제어부 (200)에서 체크하여 '로우'

이면 정상 라이트 동작으로, '하이'이면 라이트 동작의 오류발생으로 판단한다.

발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와같이 본 발명은 에프피지에이 레지스터에 라이트된 데이터의 오류유무를 데이터버스를 

점유하지 않고 자체적으로 검출함으로써 데이터버스를 효율적으로 사용하는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
입력되는 데이터를 소정 연산하여 패러티를 발생하는 패러티발생부와;

상기 패러티발생부의 패러티와 상기 데이터를 내부 소정 레지스터로 인터페이스하는 데이터 및 패러티 인터페이스부

와;

제어부의 선택신호에 의해 소정 내부 레지스터가 선택되고, 라이트 인에이블신호에 의해 상기 내부 레지스터에, 상기

데이터 및 패러티 인터페이스부를 통해 입력되는 데이터와 패러티가 라이트되는 데이터 및 패러티라이팅부와;

상기 제어부로부터 출력되는 선택신호와 라이트인에이블신호 및 시스템 클럭신호를 소정 처리하여 데이터 오류 검출

을 위한 클럭신호를 발생하는 클럭발생부와;

상기 클럭발생부의 클럭신호에 의해 인에이블되어, 상기 데이터 및 패러티라이팅부로부터 출력되는 데이터와 패러티

를 소정 처리하여 데이터 오류를 검출하는 데이터오류검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 패러티비트를 이용한 

에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로.

청구항 2.
제1 항에 있어서, 패러티발생부는 소정 비트씩 데이터를 입력받아 각기 익스쿨루씨브 오아 연산하는 제1,제2 익스쿨

루씨브오아게이트와; 상기 제1,제2 익스쿨루씨브오아게이트의 출력신호를 입력받아 이를 오아 연산하는 제3 익스쿨

루씨브오아게이트로 구성한 것을 특징으로 하는 패러티비트를 이용한 에프피지에이 레지스 터의 라이트 데이터 확인

회로.

청구항 3.
제1 항에 있어서, 클럭발생부는 선택신호와 반전된 라이트인에이블신호를 입력받아 앤드연산하는 제1 앤드게이트와;

상기 제1 앤드게이트의 출력신호를 입력받아 유지하다가 시스템클럭신호에 동기하여 출력하는 제1 디플립플롭과; 

상기 제1 디플립플롭의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호에 동기하여 출력하는 제2 디플립플롭

과; 상기 제2 디플립플롭의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호에 동기하여 출력하는 제3 디플립

플롭과; 상기 제2 디플립플롭의 출력신호와 반전된 상기 제3 디플립플롭의 출력신호를 입력받아 앤드연산하는 앤드

게이트와; 상기 앤드게이트의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 시스템클럭신호에 의해 동기하여 출력하는 제4 

디플립플롭으로 구성한 것을 특징으로 하는 패러티비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인회로.

청구항 4.
제1 항에 있어서, 데이터오류검출부는 데이터 및 패러티라이팅부의 소정 레지스터에 저장된 전반 데이터를 입력받아

익스쿨루씨브오아 연산하는 제1 익스쿨루씨브오아게이트와; 데이터및 패러티라이팅부의 소정 레지스터에 저장된 후

반데이터와 패러티를 입력받아 익스쿨루씨브오아 연산하는 제2 익스쿨루씨브오아게이트와; 상기 제1,제2 익스쿨루

씨브오아게이트의 출력신호를 입력받아 익스쿨루씨브오아 연산하는 제3 익스쿨루씨브오아게이트와; 상기 제3 익스

쿨루씨브오아게이트의 출력신호를 입력받아 유지하다가 상기 클럭발생부의 클럭신호에 동기하여 그에 따른 오류 검

출신호를 출력하는 디플립플롭으로 구성한 것을 특징으로 하는 패러티비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이

트 데이터 확인회로.

청구항 5.
제1 항 또는 제4 항에 있어서, 데이터 오류검출부는 데이터 및 패러팅라이팅부의 해당 레지스터에 데이터가 정상적으

로 라이트되면 '로우'인 오류검출신호를 출력하고, 하나 또는 그 이상의 데이터에서 오류가 발생하면 상기 오류검출신

호는 '하이' 상태로 출력되는 것을 특징으로 하는 패러티비트를 이용한 에프피지에이 레지스터의 라이트 데이터 확인

회로.

도면
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